
Chroma 3111迷你桌上型單站的自動化測試分類

機適用於系統功能檢測，也同時具備終端電性測

試的能力，系統支援各種不同類型的封裝晶片，

支援的晶片尺寸從 5x5mm 到 45x45mm。

Chroma 3111同時包含廣闊的晶片尺寸測試，

即便在複雜的測試要求環境下也對智慧手機，電

腦，車用的IC也同樣有著高效率的測試產出效率

為提升產能，3111具備遠端功能可於任何地點

透過網路連接方式進行控制，3111可用軟體設

定JEDEC料盤的分配以及進行工程測試，在60

公分平方的空間裡發揮最大的效用以節省時間和

成本，簡易操作的系統介面(Windows™)提供一

各快速且容易的設定方式，可簡化流程並提高效

率。

桌上型單站測試分類機

TABLETOP SINGLE SITE TEST HANDLER
MODEL 3111

MODEL 3111

特點

■ 適用於系統功能檢測 (SLT)

■ 機台尺寸 : 

 600 mm (W) x 570 mm (D) x 860 mm (H)

■ 支援最大測試版尺寸為

 200 mm (W) x 200 mm (D)

■ 桌上型設計僅占較小空間

■ 可放置兩個JEDEC料盤

■ 支援 5x5mm 到 45x45mm 晶片尺寸

■ 可由軟體介面設定分類數

■ 測試頭內建氣室，可吸收及減緩下壓

 觸力衝擊

■ 優化的 IC下壓接觸平整度

■ 最佳化的socket使用壽命

■ IC堆疊防護

■ 連續性自動重測功能

■ 最高可達125℃測試溫度

■ 1/3000 jam rate

■ CE 認證
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Test Site CategoryShuttle Pin1 CCD

Model 3111
Temperature Range Operation Mode : Ambient ~ 125 ℃ (Heating time : within 30 min.)

Dimension of Test Board
200mm x 200mm from socket center
Test board height : 70mm

Dimension (WxDxH) 600mm x 570mm x 810 mm (signal tower excluded)
Net Weight 80 kg

Facility
Power : AC 220V~240V, 50Hz/60Hz, single-phase, 2.3kva
Dry Air of 5.0 kg/cm² (0.5 MPa) or higher, 80L/min. constant supply 

Device Type

Type : BGA series, _BGA, QFP series, QFN, Flip-Chip, TSOP
Package size : 5 mm x 5 mm to 45 mm x 45 mm
Thickness : 0.5 mm to 5 mm
Lead / Ball pitch : 0.4 mm / 0.5 mm and above

Test Site Single site
Jam Rate 1/3000
Tray Classification 1 category
Tray JEDEC
Binning 128 software bins
Rotator ±90˚
Contact Force 10 kgf ~ 50 kgf (±1kgf)
Contact Mode Direct contact / Drop and press

Tester Interface
Standard : RS-232, TCP/IP
Option : GPIB

Socket CCD (option) CCD checks socket to prevent double stack of parts in the socket

Note 1 : 3111 alarm mail function is available by e-mail server setting.
Note 2 : All specifications are subject to change without notice.

https://appsto.re/tw/Y0N8kb.i
https://shouji.baidu.com/software/24925390.html

